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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Nadzorowanie sprzetu kontrolno-pomiarowego

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/semestr

Mechatronika 1/2

Studia w zakresie (specjalnosg) Profil studiow

Automatyzacja i nadzorowanie systemoéw produkcyjnych ogdlnoakademicki

Poziom studiéw Jezyk oferowanego przedmiotu
drugiego stopnia polski

Forma studiow Wymagalnos¢

stacjonarne obligatoryjny

Liczba godzin

Wyktad Laboratoria Inne (np. online)

15 15 0

Cwiczenia Projekty/seminaria

0 0

Liczba punktéw

2

Wyktadowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca: Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca:

dr inz. Radomir MAJCHROWSKI

email: radomir.majchrowski@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 3223

Wydziat Budowy Maszyn i Zarzgdzania

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznan

Wymagania wstepne
Wiedza: posiada wiedze z podstaw metrologii i metrologii technicznej oraz zarzadzania i sterowania
produkcjg, organizacyjnego przygotowania produkcji na poziomie studiéw inzynierskich

Umiejetnosci: syntezy i analizy posiadanej i pozyskiwanej wiedzy z dziedzin podstawowych i
technicznych, korzystania z réznych zrédet informacjiKompetencje spoteczne: rozumienie potrzeby
uczenia sie i pozyskiwania nowej wiedzy.

Kompetencje spoteczne: rozumienia potrzeby uczenia sie i koniecznosci nawigzywania merytorycznego
dialogu miedzy specjalistami réznych dziedzin i techniki
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Cel przedmiotu
Przygotowanie studentéw do samodzielnego rozwigzywanie réznorodnych zadan zwigzanych z
zarzadzaniem, nadzorem oraz badaniami sprzetu pomiarowo-kontrolnego.

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza

Student ma podbudowang teoretycznie szczegétowq wiedze dotyczgcg oceny i przygotowania systemow
technicznych, w tym réwniez systemdéw pomiarowych - [K2_W04]

Umiejetnosci

Potrafi dokonaé oceny systemu produkcyjnego i pomiarowego oraz podja¢ prace zmierzajgce do ich
dostosowania do wymagan realizowanego procesu wytworczego - [K2_U11]

Kompetencje spoteczne
Student rozumie potrzebe uczenia sie przez cate zycie; potrafi inspirowac i organizowac proces uczenia
sie innych o0sdb - [K2_KO01]

Ma swiadomos¢ skutkéw dziatalnosci inzynierskiej zarowno w obszarze technicznym jak i
pozatechnicznym. Ma $wiadomos¢ skutkow podejmowanych decyzji jak i odpowiedzialnosci za
podejmowane decyzje - [K2_KO02]

Potrafi odpowiednio okresli¢ priorytety stuzgce realizacji okreslonego przez siebie lub innych cztonkéw
zespotu - [K2_K04]

Metody weryfikacji efektdw uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposdb:
Wyktad: Zaliczenie pisemne

Laboratorium: Zaliczenie na podstawie odpowiedzi ustnej lub pisemnej z zakresu tresci kazdego
wykonywanego ¢éwiczenia laboratoryjnego. Aby uzyskac zaliczenie wszystkie éwiczenia muszg by¢
zaliczone pozytywnie.

Tresci programowe
Wyktad:
1. Zadania warunkujgce prawidtowe zarzadzanie wyposazeniem pomiarowo- kontrolnym.

2. Gospodarka wyposazeniem do kontroli, pomiaréw i badan: planowanie zakupdw zarzgdzanie
wyposazeniem pomiarowym, nadzér nad wyposazeniem pomiarowym.

3. System identyfikacji wyposazenia pomiarowo — kontrolnego.
4. Przerwy miedzy zatwierdzeniami.
5. Okreslenie wyposazenia do kontroli, pomiaréw i badan.

6. Programy komputerowe do nadzoru nad wyposazeniem do kontroli, pomiaréw i badan.
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7. Prawo o Miarach. Metrologia prawna i przemystowa (legalizacja, wzorcowanie).
8. Przyktady wzorcowania przyrzagdéw pomiarowych.
9. Podziat wyposazenia pomiarowego ? omdwienie.

10. Badanie zdolnosci narzedzi pomiarowych, analiza wskaznikéw zdolnosci narzedzi pomiarowych Cg,
Cgk wg Forda i Boscha.

11. Badanie systeméw pomiarowych (badanie powtarzalnosci i odtwarzalnosci), przyktady.

12. Wymagania dotyczgce kompetencji laboratoriéw badawczych i wzorcujgcych, wymagania techniczne
wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

13. Systemy zarzgdzania pomiarami. Wymagania dotyczgce proceséw pomiarowych i wyposazenia
pomiarowego wg PN - ISO 10012.

Metody dydaktyczne
Prezentacja ilustrowana przyktadami podawanymi na tablicy, rozwigzywanie zadan.
Literatura

Podstawowa
Norma PN EN ISO/IEC 17025:2005 - Ogdlne wymagania dotyczgce kompetencji laboratoriéw
badawczych i wzorcujacych.

Norma PN ISO 10012 - Systemy zarzgdzania pomiarami. Wymagania dotyczgce procesdw pomiarowych i
wyposazania pomiarowego.

PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 - Miedzynarodowy stownik metrologii. Pojecia podstawowe i ogdlne oraz
terminy z nimi zwigzane (VIM).

Uzupetniajaca
Tomasik J., ,,Sprawdzanie przyrzagdéw do pomiaru dtugosci i kata". Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa, 2009

Dietrich E., Schulze A.,: ,,Metody statystyczne w kwalifikacji Srodkéw pomiarowych, maszyn i proceséw
produkcyjnych” Notika System, Warszawa 2000
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Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

EUROPEISKI SYSTEM TRANSFERU [ AKUMULACII PUNKTOW (ECTS)

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 50 2,0
Zajecia wymagajace bezposredniego kontaktu z nauczycielem 40 1,0
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do 10 1,0

zajec¢ laboratoryjnych/éwiczen, przygotowanie do
kolokwidéw/egzaminu, wykonanie projektu)*

1 . sy 2 . 7 . o
niepotrzebne skresli¢ lub dopisa¢ inne czynnosci




